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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VARISTANCES UTILISEES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
DEUXIEME PARTIE: SPECIFICATION PARTICULIERE-CADRE POUR VARISTANCES
AU CARBURE DE SILICIUM POUR LIMITATIONS DE SURTENSIONS TRANSITOIRES
NIVEAU D'ASSURANCE E

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les
questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes ol sont
représentés tous les Comités nationaux s'intéressant 2 ces questions,
expriment dans la plus grande mesure possible un accord inmternational
sur les sujets examinés.

2) Cé¢s décisions constituent des recommandations int ont
agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internat} 3 ime le
voeu que tous les Comités nationaux adopte ionales
l¢ texte de la recommandation de la CEI les conditions
n de 1la
o ossible,
é

La pr I:

Conde

Le te:

Régle des Sig;ggis Rapporit de séfg Procédure des Rapport de| vote
<\ Deux Mois
A

40(BC)652 ;Brscaé74 40(BC)706 40(BC)73

[}

renseignements, consulter le rapport de vote correjspondant

mentidnné dans tableau ci-dessus.

z

Le nu i—£4 & fcation est
le numéro de spécification dans le Systéme CEI d'assurance de la qualité des
composants électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

VARISTORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 2: BLANK DETAIL SPECIFICATION FOR
SILICON CARBIDE SURGE SUPPRESSION VARISTORS
ASSESSMENT LEVEL E

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters,
prepared by Technical Committees on which all the National Committees
having a special interest therein are represented, express, as nearly as

possible, an international consensus of opinion on the s ects deallt

with.

2) They have the form of recommendations for internatignal
ac¢cepted by the National Committees in that sense

3) In|order to promote international unification,

expressés thle
wish that all National Committees should adog : axt of \the IEC

re¢ommendation for their national rules i S 2 atitohal condiltions

will permit. Any divergence between t : < nendation and the

cofresponding national rules should,
ingicated in the latter.

This ptandard has been prepared
Capacfitors and Resist

al Committee No. 40:

The tpxt of this s i S the following documents:

Six Monthsfig;i Report ;}ﬁ; Two Months' Report on VYoting
/<<?\\ Procedure

1,0 (CO) 652 Wm 40(C0)706 40(C0)735

the specification number in the IEC Quality Assessment System for
Electronic Components (IECQ).

cated in
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VARISTANCES UTILISEES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

DEUXIEME PARTIE: SPECIFICATION PARTICULIERE-CADRE POUR VARISTANCES
AU CARBURE DE SILICIUM POUR LIMITATIONS DE SURTENSIONS TRANSITOIRES

NIVEAU D'ASSURANCE E

INTRODUCTION

Spécification particuliére-cadre

Une spécification particuliére-cadre est un document,

complémentaire de la spécifi-

cation intermédiaire, comprenant les régles concernant le style, la présentation
et le contenu minimal des spécifications particulidres. Les spécifications particu-

liéres ne répondant pas a

cations

Le contepu du paragraphe 1.4 de la spécification intermédiai
compte lprs de la préparation des spécifications particuli

Les numélros placés entre parenthéses dans la premiére

mations

-~

de 1a CET et ne doivent pas étre déclarées comme telles.

ces régles ne sont pas considérées conformes aux spécifi-

uivantes, qui doivent étre introduites a 1'

Identifilcation de la spécification particuliére

(1) "Commission Electrotechnique Internationgle" ou\nom
Normalisation sous l'autorité duquel la |spéci

pris en

aux infor-

ational de
st établie.

(2) Numdéro CEI ou national de la(spéci 1t , 1liére, date d'éditlion et
toutles autres informations exi 3 stéme /national.

(3) Numdro et édition de la spécifficati g ique nationale ou CEI.

(4) Numdro CEI de la sgécifigat?

Identification de larbaris

(5) Cougte desc'

(6) Indications

(7) Cro

et/¢u les—référe

~rcu1-\jv
) spéaification particuliére.

uis avec les

surface des

¥, cela doit &tre clairement indiqué 2 cet emplacement

principales dimensions, importantes pour l'interchangeabilité
ces correspondant aux documents nationaux ou internpationaux

appropriés. Au choix, ce croquis peut étre donné dans une annexe 2 la spécifi-
catjon“particuliére.

(8) Utilisation ou ensemble d'utilisation couvertes et/ou niveau d'assurance.

Note. -Le(s) niveau{x) d'assurance utilisé(s) dans une spécification particu-
lidre doit (doivent) é&tre choisi(s) dans la spécification intermédiaire,
paragraphe 3.3.3. Ceci implique qu'une spécification particuliére-cadre
peut étre utilisée en combinaison avec plusieurs niveaux d'assurance

pourvu que le groupement des essais ne change pas.

(9) Données relatives aux propriétés les plus importantes, permettant la
comparaison entre les divers types de varistances.
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VARISTORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 2: BLANK DETAIL SPECIFICATION FOR SILICON CARBIDE SURGE SUPPRESSION VARISTORS
ASSESSMENT LEVEL E

INTRODUCTION

Blank detail specification

A blank detail specification is a supplementary document to the Sectional Specifi-
cation and contains requirements for style and layout and minimum content of detail
specifications. Detail specifications not complying with these requirements shall

not be considered as being in accordance with IEC specifications nor shall they so
be described.

In the preparation of detail specifications the content of Sub
Sectiongl Specification shall be taken into account.

ause 1.+ of the

The num]
informaf

Identif

(1) The
Org

onal Standards
ion is draftled.

(2) The
and

pecification, date of issue
system.

(3) The national Generic Specification.
(4) The

Identif

(5) A sl
(6) Inf

Not not designed for use on printed boards, [this shall

in the detail specification in this position.

(7) Outl{ 2 g with main dimensions which are of importance for intlerchangeabi-
1lit i ferente to the national or international documents for| outlines.
Alt ive bhis drawing may be given in an appendix to the detai|ll specifica-
tio

(8) Apphki i ment leve

Note. -The assessment level(s) to be used in a detail specification shall be
selected from the sectional specification, Sub-clause 3.3.3. This
implies that one blank detail specification may be used in combination

with several assessment levels, provided the grouping of the tests does
not change.

(9) Reference data on the most important properties, to allow comparison between the
various varistor types.
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CEI 1051-2-1-XXX (2)
QC 420 101-XXX
(1)
CEI 1051-2-1 (4)
COMPOSANTS ELECTRONIQUES DE QUALITE QC 420 101
CONTROLEE CONFORMEMENT A:
(3) VARISTANCES AU CARBURE DE
SILICIUM POUR LIMITATIONS DE (5)
SURTENSIONS TRANSITOIRES
Croquis d'encombrement: (voir 1.2.1)
(Projection: Méthode du ... diddre)
(7) Isolées/nozi{§E§f€§:>\\ (6)
(D'autres formes sont autorisdes 3 Niveau( d urance: E (8)
1'intérieur des dimensions données) ///—\\\\\
D)
Les informations
posants qua
particulier
Pr UltS ua 1f éa)
\m \M (9
Q;;>x\ CTERISTIQUES GENERALES
Caracter st1 &gén\\éi
1 Methode s mo ta recommandee(S) (2 introduire)
r phe .4.2 de la Publication 1051-2 de la CEI).
2 caractéristiques (peuvent &tre mis en tableau I i plus
d’un odel est concerné).
2.1 Dlmen31ons (Toutes les dimensions sont en millimdtres ou en inthes et

3 i i etre ver
calibre).

- Diamétre du corps: D

- Epaisseur du corps (y compris les connexions pour
les modéles munis de connexions):

- Diamétre des fils de connexion:
- Longueur des fils de connexion:

e -

- Distance entre les fils de connexion:

ifides au
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IEC 1051-2-1-XXX (2)
QC 420 101-XXX
(1)
IEC 1051-2-1 (&)
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QC 420 101
QUALITY IN ACCORDANCE WITH:
(3) SILICON CARBIDE SURGE
SUPPRESSION VARISTORS (5)
Outline drawing: (see 1.2.1)
(... angle projection)
(7 Insulatedﬁ<§?§ins ated (6)
(Other shapes are permitted within ssegsment) level¢s): E (8)
the dimensions given)
N ﬁk S
Information the\ awvailability of components
qualified tlo this detail specification is given
}n\{?e/guéi fi oducty List.
\\&\)\/ (9)
Q ECTI ONE - GENERAL DATA
1. Generaf\d ta
1.1 Reégﬁgzhgég\;é¢ho (s) of mounting (to be inserted)
AN
(S S clause 1.4.2 of IEC Publication 1051-2).
1.2 Dimensions, ratings and characteristics (may be tabulated in Table I
if ‘more~than one style is involved)
1.2.1 illimetres;

it shall be stated which dimensions are suitable for gauging)

- Body diameter: D

— Body thickness (including terminations of styles
with wire terminations):

- Diameter of wire terminations:

- Length of wire termination:

> - oo

— Distance between wire terminations:
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1.2.2

1.2.3

1.3

1.4

Caractéristiques

Catégo

- Tension

maxima
- a 25

- Valeur

2 ms

1051-2-1 © CEI

rie climatique: -/-/-
alternative permanente maximale: ... V eff.
- Tension continue permanente maximale: e v
- Tension d'alimentation: e V
Courant de fuite (3 la tension continue permanente
le)
°C: L... pA
- si applicable, & la température maximale de catégorie: L... pA
- si applicable, a ... °C: £... pA
maximale de la créte de courant
— = pour 10 impulsions 8720 @S, 2 par mins .. A
~ pour 10 impulsions 10/1 000 us ou signaux au
, 1 toutes les 2 min: .. A
Courant de classe: .. A
..V
.- PF
.. Vv

la spécification particuliére

permanente maximale en fonction de

pur différents nombres d'impulsions en

ation intermédiaire: Publication 1051-2 de 1

Publication 1051-1 de 1la CEI:
Varistances utilisées dans les
équipements électroniques.
Premidre partie: Spéciffication
générique.

CEI:

Varistances utilisées dphns les

Marquage

équipements électroniqups.

T ication

intermédiaire pour varistances
pour limitations de surtensions
transitoires.

Le marquage du composant et de son emballage doit étre conforme
aux exigences de la Publication 1051-1 de la CEI, paragraphe 2.4.

Note. ~La spécification particuliére doit indiquer les informations
effectivement portées sur les varistances et sur l'emballage.
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1.2.2

1.3

1.4

Ratings and characteristics

- Climatic category: -
- Maximum continuous a.c. voltage:
- Maximum continuous d.c. voltage:
- Supply voltage:
- Leakage current (at maximum continuous d.c. voltage)
- at 25 °C:
- if applicable, at upper category temperature:
- if applicable, at ... °C:
— Maximum peak current:
- for 10 pulses 8/20 us at 2 per min:
- for 10 pulses 10/1 000 us or 2 ms square wa
at 1 every two min:

- Class current:

Voltage at class current (protectiof

Capacitance:

Isolation voltage (insulat

Derating curve

Suitable curves to be include

durat i&/\A
Relafbd cuments

N/

he detail specification f

.cd.c oltage with temperature
or “wvarious number of pulses versus p

Gener i ecific IEC Publication 1051-1: Varistor
Electronic Equipment.
Part 1: Generic Specification.

e 3 pecification: IEC Publication 1051-2: Varistorn

Electronic Equipment.
Part 2: Sectional Specification
Suppression Varistors.

Marking

The marking of the varistors and package shall be in accorda
with the requirements of IEC Publication 1051-1, Sub-clause

Note. -The details of the marking of the varistors and packa
be given in full in the detail specification.

IAIAIA

[N

/=7~

HA
HA
HA

or:

ulse

s for Use

s for Use

for Surge

nce
2.4,

ge shall

in

in
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1.5

1.8

2.1.2

-10 - 1051-2-1 © CEI

Renseignements pour les commandes

Les commandes des varistances couvertes par cette spécification doivent
contenir au minimum, en clair ou en code, les renseignements suivants:

a) Référence du modéle.
b) Tension alternative maximale permanente.

c) Numéro et édition de la spécification particuliére.

Rapports certifiés de lots acceptés

Requis/non requis.

Informations complémentaires (non applicable a xigenges) de contréle)

Exigences ou sévérités, complémentaires dg}\SQTSQ
spécifiées dans la spécification génériqﬁg dﬁ\infhrﬁédii&re
N\

que, celles

Note. -Des compléments ou des exigenc
étre prescrits que lorsque

CTLGN\ POUR LE CONTROLE

SR
ExigenceL\chz/\ \)\/

ontrole

ion intermédiaire, Publication 1051-2 de la CEI.

e d'essais,
l'échantillonnage, la périodicité, les sévéritzzmet les
est donné au tableau II. La formation des lots |de contrdle
ie par le paragraphe 3.3.1 de la spécification integrmédiaire.
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1.5

1.6

2.1

2.1.1

2.1.2

Ordering information

Orders for varistors covered by this specification shall contain, in clear
or in coded form, the following minimum information:

a) Style reference.
b) Maximum continuous a.c. voltage.

¢) Number and issue reference of the detail specification.

Certified records of released lots

Required/not required.

Additional information (not for inspection purp s)

Additional or increased severities or reqnigg;iglgiz\\th specified

in the generic and/or sectional spec1flc§$10n

Note. ~Additions or increased requiremeqts
essential.

specified only when

SE

Inspection e u reg;\fs

NSP CTION REQUIREMENTS

pproval the procedure shall be in accoygdance with
Specification, IEC Publication 1051-2, Sub-dlause 3.2.

Conformance Inspéction the test schedule (Table II) includes
periodicity, severities and requirements. The fqrmation of
én lots is covered by Sub-clause 3.3.1 of the secfional speci-
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Notes 1. -L
r

2. -L
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TABLEAU II

es numéros de paragraphes indiqués pour les essais et les exigences
envoient & la spécification générique, Publication 1051-1 de la CEI.

es niveaux de contrdle et les NQA sont extraits de la Publication 410 de

la CEI: Plans et régles d'échantillonnage pour les contrbles par attributs.
3. -Dans ce tableau:
) = périodicité (en mois)
n = effectif de 1'échantillon
c = critére d'acceptation (nombre admissible de défectueux)
D = destructif
ND = non destructif
IL = niveau de contrdle v
AQL = niveau de qualité acceptable } CEI 410
4. 40n peut choisir soit l'essai de secousse, soit l'essa La spécifi-
cation particulieére doit indiquer l'essai qui doit ¢ isé.
Numéro du |paragraphe |D Conditions d'essai xi ;hcgé
et essai ou |(voir note 1) ’ N de_contrile
(voir notg 1) ND (voYTr notle 1)
///—\tqg ndote\ 2
CONTROLE IJU_GROUPE A NS
(lot par jot) <t> >
Sous—-groupe Al ND \\EEQfV 1,0%
4.3.1 Examen visuel Selon 4.3.1
4.3.2 Marquage Marquage [lisible et
selon 1.4 de la pré-
F\\ <\\\ sente spécification
Sous-grouge A2 < > N \\\;> II 0,65%
4.4  Cougant de A\\\A a ign continue Selon 1.2[.2 de la
fuite aximale /permanente, présente |spécifi-
a 25 , cation
Sous—grou;e/ﬁ\x D \/ S—4 1,0%
4.3.3 Dimdnsio X\/ Selon 1.2/.1 de la
(au|calibre présente |spécifi-
cation
CONTROLE DU GROUPE B
(lot par 1lot)
Sous-groupe Bl D S-3 2,5%
4.10 Robustesse des Essais selon le type
sorties des sorties
Examen visuel Pas de dommage
visible

Courant de fuite ﬁ ... HA
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TABLE I1I

Notes 1. -Sub-clause numbers of tests and performance requirements refer to the

Generic Specification,

IEC Publication 1051-1.

2. -Inspection Levels and AQL's are selected from IEC Publication 410:
Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes.

3. -In this table:

ive. ) The detail

P = periodicity (in months)
n = sample size
c = acceptance criterion (permitted number of defectives)
D = destructive
ND = non-destructive
IL. = inspection level
AQL = acceptable quality level } IEC 410
4. 1The bump test and shock test are considered to be alt

specification shall indicate which test is to be pe

2\
Sub~clause number D Conditions of test I Pe E}Q;}:e
and Test or |(see Note 1) Q qulrements
(see Note|l) ND (se ote| 1)
.{éi N T§:§>\\j>
GROUP A INSPECTION u N
(lot-by-1¢t) G >
Sub-group|Al ND \\jf>fv 1,0%
4.3.1 Vistial exam- As in 4.3[1
ination
4.3.2 Marking Legible marking and
as speciffied in 1.4
<:?\\\ of this specification
Sub-group| A2 Q w I1 0,65%
4.4 Leakage continuous As speciffied in 1.2.2
curfrent tage, at 25 °C of this specification
Sub-group| A S-4 1,0%
4.3.3 Dimensiong \R; As speciflied in
(gapging) 1.2.1 of this
specification
GROUP B INSPECTION
(lot-by-1lot)
Sub-group Bl D S-3 2,5%

4.10 Robustness
of termina-
tions

Test appropriate to
the type of termination

Visual examination

Leakage current

No visible damage

L ... pA
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d'acceptation
(voir note 3)
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Numéro du paragraphe |D Conditions d'essai Exigences
et essai ou |(voir note 1) NC NQA |[de contrdle
(voir note 1) ND (voir note 1)
(voir note 2)
4.11 Soudabilité Méthode du bain Les sorties doivent
(si applicable) dtalliage étre uniformément
étamées
4.21 Résistance du Solvant: ...
marquage aux Température du
solvants solvant: ...
(si applicable) Méthode 1
Matériau de frottement:
coton hydrophile
Reprise:
Examen visuel (fgz}qgage lisible
A\
Sous-groupe B2 D S-2 <&§\
4.6 Tensilon en Au courant de classe el écification
impullsion . A partirulipre
4.8 Tension de tenue (Varistances isolées
seulement) N
Méthode: ... Selon 4.8
/\ ~;
Numéro du paragraphe |D Condition Eéféc if de Exigences
et essail ou |(voir note ‘échantillon|{de contrdfle
(voir note| 1) ND et critére (voir note 1)

4.5 Impulsion de

courant

10 impulsions a 10/
1000 us ou signaux

au carré de 2 ms dans
la méme direction,

1 toutes les 2 min

Examen visuel

Courant de fuite

visible

< ... pA

N P ni{ c
CONTROLE DU GROUPE C
(périodiqup) Q
Sous-grouppe Cl ﬁ;\\ 6 13 1
4.5 Impullsion de 10 impuldions & 8/20 us,
courpnt an3 une méme direction
K 2 min
\Q:\\\;Examen visuel Pas de doimage
visible
Courant de fuite ... pA
Sous-groupe—E£2 P t2—13 T

Pas de dommage
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Sub-clause number D Conditions of test I A Performance
and Test or |(see Note 1) L Q requirements
(see Note 1) ND L (see Note 1)
(see Note 2)
4.11 Solderability Solder bath method The terminations
(if applicable) shall be uniformly
tinned
4.21 Solvent resis- Solvent:
tance of the Solvent temperature: ...
marking Method 1
(if applicable) Rubbing material: cotton
wool
Recovery:
Visual examination </\(/;;;;XQf marking
Sub-group| B2 D S-2 1,\1\ \>
4.6 Voltpge At class current: As speciffied in the
undefr pulse . A detdil specification
condlition \\\\\\\
N
4.8 Voltjage proof (Insulated varistor
only)
Method: (\ & G ;\/> As in 4.8

/

Sub-clausfe number
and Test
(see Note

1

or

Conditions of te
D< (see Note 1)

Sample size
& criterion
of accepta-
bility (see

Performance
requiremgnts
(see Note 1)

Note 3)
A b L I
GROUP_C INSPECTION \>
(periodic|)
Sub-group| Cl 6 13 1
4.5 Puls rre 10" pulses 8/20 us
at 2 per min in one
\\//direction
Visual examination No visible damage
Lca-k-asc ctrrent _{‘_ ') HA
Sub-group C2 D 12 |13 1
4.5 Pulse current 10 pulses 10/1 000 us
or 2 ms square wave in
one direction, 1 every
2 min
Visual examination No visible damage
Leakage current ﬁ ...HA
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Numéro du paragraphe |{D Conditions d'essai Effectif de Exigences
et essai ou |(voir note 1) 1'échantillon|de contréle
(voir note 1) ND et critére (voir note 1)

d'acceptation

(voir note 3)

P n c
Sous-groupe C3A D 12 7

Partie de 1'échantil-
lon du sous-groupe C3

4.7 Capacité

f 1 kHz
Niveau du signal ...
(si > 1 V)

Selon 1.2.2 de 1la
présente spécifi-

4.12 Résipgtance 3 la
chalpur de
soudfage
(si jppplicable)

.22
comppsant aux

RésiEtance du
solvijants

4.13 Varijations Q

rapides de
tempgrature

Folarisation nulle

Méthode 1A

Examen visuel

Courant de fuite

Solvant:

Température du
solvant:
Méthode

Reprise:

ture mini-
e catégorie
érature maxi-
male de catégorie

Exdmen visuel

Courant de fuite

(/)
/

S
N
>

mmage

lisible

Pas de dg
visible
Marquage

<

mmage
lisible

. HA

Pas de ddgmmage
visible

Marquage |lisible

Sous-groupe €38

Autre partie de
1'échantillon du
sous-groupe C3

4.15 Chocs (ou
secousses,
voir note 4)

Pour la méthode de
montage voir 2.3.3 de
la spécification inter-
médiaire

Forme de 1'impulsion:
demi-sinusoide

12
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Sub-clause number D Conditions of test Sample size Performance
and Test or |(see Note 1) & criterion requirements
(see Note 1) ND of accepta- (see Note 1)
bility (see
Note,3)
P n c
Sub-group C3A D 12 7

Part of sample of
Sub-group C3

4.7 Capacitance

f = 1 kHz
Signal level

As specified in 1.2.2

4.12 Resigtance
to s¢ldering
heat |(if
applicable)

4.22 Compgnent
solvégnt

resistance

4.13 Rapid change
of temperatur

(if > 1 V)
Zero bias
Method 1A

Visual examination

Leakage current

Solvent:
Solvent
Method 2

temperature
er category
temperature

Visual examination

Leakage current

(S
KL/

10

S
5

this,specification

o sible damage
gible mprking

[ A

. .HA

No visiblp damage
Legible marking

ﬁ ... HA

No visible damage
Legible marking

Sub-group €38

Other part of sample
of Sub-group C3

4.15 Shock (or bump,
see Note &)

For mounting method see
2.3.3 of the sectional
specification

o

14

Pulse shape half-sine
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Numéro du paragraphe
et essail
(voir note 1)

ou
ND

Conditions d'essai
(voir note 1)

Effectif de
1t'échantillon
et critére
d'acceptation
(voir note 3)

P n

Cc

Exigences
de contrdle
(voir note 1)

Accélération: 490 m/s?
Durée de 1l'impulsion:
11 ms

Examen visuel

Pas de dommage
visible
Marquage lisible

4.14 Secoysses
(ou t¢hocs,
voir|note 4)

4.16 Vibrations

A

\Q::\\\/,Examen visuel

Courant de fulte

Pour la méthode de
montage voir 2.3.4 de
la spécification inter-
médiaire

Nombre de secousses:

4 000

Accélération: 390 m/s?

Examen visuel

Courant de\fuite

2 1a moins sévére
des\deux

D e totale: 6 h

Courant de fuite

(&)
TRL ]

]

WA

Pas de dommage
visible
Marquage

<

lisible

.HA

Pas de dommage
visible

Marquage [lisible

Sous-groupe C3

Echantillon composé
des spécimens des
sous—-groupes C3A et
C3B

4.17 Séquence
climatique

- Chaleur séche

(Essai de basse pression
non applicable)

12 |13
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and Test
(see Note

Sub-clause number

L)

or
ND

Conditions of test
(see Note 1)

Note
P

Sample size
& criterion
of accepta-
bility (see

3)
n

(o]

Performance
requirements
(see Note 1)

Acceleration: 490 m/s?
Duration of pulse: 11 ms

Visual examination

Leakage current

No visible damage
Legible marking

ﬁ ... MA

4.14 Bump
see

Sub-group

4.16 Vibrjation

{or shock,

Note 4)

Combined

specimen

sample of

For mounting method see
2.3.4 of the sectional

specification

Number of bumps: 4 000

Acceleration: 390 m/s?

Visual examination

Leakage current

12

(&)
/

13

S
N
>

}o visib]
egible nmarking

e damage

I A

. HA

No visible damage
Legible mparking

T2 o DU
VL SUuUT

groups C3A and C3B

4.17 Climatic
sequence

- Dry heat

(Low air-pressure
test not applicable)
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Numéro du paragraphe
et essai
(voir note 1)

ou
ND

Conditions d'essai
(voir note 1)

Effectif de
1'échantillon
et critére
d'acceptation
(voir note 3)

P n

o4

Exigences
de contrdle
(voir note 1)

de chaleur

humide, essai
Db, premier
cycle

~ Froid

Essai cyclique

Essai nyr\'l ique

de ¢haleur
humjde, essai
Db, |cycles
restants
~ MesWyires Examen visuel /\\\E§\ Pas de dommage
finales N isible
\\\\\\M rquage lisible
Courant de fuite ;\\\\\\\\ S ... pA
®> > 100 Mo
Pas de claquage ni de
contournement
Sous—-groupe Ci 12 113 i

4,20 Endurance
tempé
maxim
catég

a
rature
ble de
brie

2 O

N

c
ax

tnue/ou alternative
ale

fxamens a 48 h, 500 h
t 1 000 h:

Examen visuel

Pas de dommage
visible

Courant de fuite
Examens a4 1 000 h:

Tension au courant de
classe

Résistance d'isolement
(varistances isolées
seulement

Marquage lisible

ﬁ ... HA

1,1 fois la limite
initiale
21 6Q
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